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1.微纳尺度标准几何尺寸数据集研制
研究内容：针对国家材料大数据中心标准数据集的空白，建立微纳尺度标准几何参数数据集1套，数据集中至少包含三类薄膜数据且数据溯源链条完整，为保证材料数据库质量提供支持。
2.氧化镓外延层载流子浓度的MCV测试方法研究
[bookmark: _GoBack]研究内容：目前，电容-电压法（C-V法）已被广泛用于Si/SiC等材料外延层载流子浓度的测量，但由于氧化镓的材料特性（如各向异性、欧姆接触问题，以及缺陷行为的复杂性）使得氧化镓C-V测试误差明显。本研究旨在建立适用于纵向功率器件用同质氧化镓外延层的汞探针电容-电压法（MCV法）测试方法，系统研究介电常数各向异性修正、汞探针有效接触面积标定、样品欧姆接触、测试频率与偏压范围选择等关键问题，使得同一样品10次重复测量的相对标准偏差（RSD）≤ 5%。申请发明专利1项，发表学术论文1篇。
